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EMENTA 

Objetivo: Introduzir conceitos básicos sobre técnicas de caracterização de materiais, destacando a 
correlação entre estrutura e propriedades. Para isso, a disciplina aborda o princípio de funcionamento, 
análise e interpretação de resultados de diversas técnicas. 

Conteúdo: 

1. Difração de raios X - DRX 
a. Estruturas cristalinas, células unitárias, direções e planos cristalográficos; 
b. Princípios da difração de raios-X e formação dos padrões; 
c. Índice de Miller; 
d. Técnicas de refinamento estrutural (Método Rietveld); 
e. Instrumentação, manuseio da amostra e interpretação dos resultados. 

2. Técnicas espectrométricas: Espectroscopia no Infravermelho por transformada 
de Fourier - FTIR 
a. Radiação infravermelha, vibrações e deformações moleculares; 
b. Instrumentação, manuseio da amostra e interpretação dos resultados. 

3. Técnicas espectrométricas: Espectroscopia Raman 
a. Princípios da dispersão Raman e comparação com FTIR; 
b. Modos vibracionais e interpretação de espectros; 
c. Instrumentação, manuseio da amostra e interpretação dos resultados. 

4. Técnicas espectrométricas: Espectroscopia de fotoelétrons por raios X - XPS 
a. Principios; 
b. Instrumentação, manuseio da amostra e interpretação dos resultados. 

5. Análises térmicas – Termogravimetria (TGA), Análise térmica diferencial (DTA) e 
Calorimetria diferencial de varredura (DSC) 
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a. Mecanismos de decomposição térmica; 
b. Determinação de estabilidade térmica; 
c. Transições de fase; 
d. Determinação de calor específico; 
e. Instrumentação, manuseio da amostra e interpretação dos resultados. 

6. Espalhamento dinâmico da luz (DLS) e Potencial Zeta 
a. Princípios do espalhamento dinâmico de luz e difusão de partículas; 
b. Determinação de tamanho de nanopartículas e distribuição de tamanho; 
c. Influência da concentração e dispersão coloidal; 
d. Medição do potencial zeta e estabilidade de sistemas coloidais; 
e. Instrumentação, manuseio da amostra e interpretação dos resultados. 

7. Técnica de adsorção de gases – nitrogênio 
a. Princípios da adsorção física e modelos isotérmicos (Langmuir e BET); 
b. Determinação da área superficial, tamanho e volume de poros; 
c. Instrumentação, manuseio da amostra e interpretação dos resultados. 

8. Caracterização mecânica de materiais 
a. Princípios da dureza e microdureza; 
b. Ensaio de tração e compressão. 
c. Instrumentação, elaboração de corpos de prova, execução dos ensaios e interpretação dos 

resultados. 

9. Análises microscópicas 
a. Microscopia eletrônica de varredura (MEV); 
b. Microscopia eletrônica de transmissão (MET); 
c. Microanálise por EDS; 
d. Instrumentação, manuseio da amostra e interpretação dos resultados. 
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